SERVICO PUBLICO FEDERAL
' ~ MISP - POLICIA FEDERAL
AREA DE PERICIAS EXTERNAS — APEX/DPER/INC/DITEC/PF

TERMO DE REFERENCIA

Processo n° 08200.013636/2019-95

1. DO OBJETO
1.1. Aquisi¢do de equipamentos para o Laboratorio de Microvestigios do Instituto Nacional de Criminalistica, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento:
~ VALOR
. N ~ IDENTIFICACAO | UNIDADE DE
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO (OBSERVACOES CATMAT MEDIDA QUANTIDADE | ,~ AXIMO
ACEITAVEL
1 Microscopio Eletronico de Varredura - MEV 422573 Unid 1 938.664,67
2 Microscopio Digital 440806 Unid 1 260.000,00

Estacgdo Forense para Analise de Microvestigios com modulos de espectroscopia
3 Raman, espectroscopia UV-Vis-IR, luz polarizada, processamento de imagens, 417952 Unid 1 2.666.666,67
medi¢do de indice de refragdo de vidros e luz fluorescente

Microscopio de espectroscopia de laser integrada (LIBS - Laser Induced 441742 Unid 1 1.626.666,67
Breakdown Spectroscopy)

Item reservado
para
microempresas
e empresas de
pequeno  porte
(art. 47 e inciso
1 do art. 48 da
Lei
Complementar
n° 123, de 2006
(atualizada pela
Lei
Complementar
n°® 147/2014)

5 TV 75" 4K LED 439607 Unid 1 11.986,46

1.1.1. Sera dada a prioridade de aquisigdo aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno
porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condigdes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragdo, nos termos do
art. 8°, §4° do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.1.2. Nos termos do art. 47 e inciso I do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 2006 (atualizada pela Lei Complementar n® 147/2014), a administragdo piiblica devera realizar
processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
de modo que o item (TV 75" 4K LED) sera destinado a participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte

1.1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados do(a) recebimento definitivo prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

1.1.4. Os materiais deverdo ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel e que utilize materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis. Como
forma de minimizar os impactos negativos ao meio ambiente;

1.2 Descri¢do do objeto

1.2.1. Microscopio Eletronico de Varredura - MEV de bancada com detectores de elétrons secundarios (SED) e elétrons retro-espalhados (BSD) e sistema de analise de raios X
por energia dispersiva (EDS), com as seguintes caracteristicas:

1.2.1.1. Imagem de elétrons secundarios;

1.2.1.2. Imagem de elétrons retro-espalhados;

1.2.1.3. A magnificagdo da imagem eletronica deve ser de 150.000 X ou superior;

1.2.1.4. Voltagem de aceleragdo de 5 kV (ou inferior) a 15 kV (ou superior);

1.2.1.5. Camera digital com imagem colorida para navegagao nas areas de interesse do porta-amostras integrada ao software do MEV;

1.2.1.6. Fonte termidnica de longa duragdo do tipo hexaboreto;

1.2.1.7. Suporte de amostra motorizado, controlado por computador nos eixos x e y, com capacidade para amostras com dimensdes acima de 30 mm de didmetro ¢ de até 100 mm de
altura (ou superior) ou configuragio superior;

1.2.1.8. Detector de EDS para analise de elementos quimicos de baixo numero atdmico a elementos quimicos com niimero atdmico alto;

1.2.1.9. Detector EDS deve ser refrigerado sem a necessidade de N, liquido;

1.2.1.10. Software integrado com autoidentificagdo de picos

1.2.1.11. Formato de exportagdo de dados compativeis com softwares de imagens de uso comum e com planilhas tipo Excel

1.2.1.12. Os softwares e acessorios devem ser compativeis para o pleno funcionamento e monitoragio de todo o sistema adquirido;

1.2.1.13. Deve fornecer garantia de 3 (trés) anos e Assisténcia Técnica no local de instalagdo do instrumento (Brasilia-DF), incluidos no valor da aquisi¢do do equipamento. Incluindo

pegas de reposicdo e acessorios, bem como atualizagdes de software;

1.2.1.14. A empresa devera fornecer todos os itens necessarios para a correta instalagdo e funcionamento do sistema MEV, guardando a completa compatibilidade entre eles,
incluindo: computador(es), monitor(es), nobreak compativeis com a boa performance do respectivo equipamento, além de tomadas especiais (stech ou similar), tubulagdes, vélvulas e
registros de controle para: pneumaticos, gases externos acoplados ao equipamento e sistema de vacuo. O nobreak deve fornecer energia para o desligamento do instrumento em tempo
habil, para ndo danifica-lo. Os monitores deverdo apresentar telas com dimensdes de no minimo 24 polegadas;



1.2.2. Microscopio digital, com as seguintes caracteristicas:

1.2.2.1. Mecanismo de foco motorizado;

1.2.2.2. Mesa XY motorizada com resolu¢do de pelo menos 1um, rotagdo maxima de aproximadamente 180° e capacidade para amostras de até 2kg ou mais;

1.2.2.3. Deve possuir modulo de zoom de 16:1, condificado;

1.2.2.4. Objetiva para magnificagdes superiores a 180x, campo de visao de pelo menos 43mm, anel de luz integrado e pelo menos 4 modos de segmentagéo;

1.2.2.5. Estativa de inclinagdo com angulo de inclinagdo maximo de cerca de 60° com possibilidade de manuseio com apenas uma mao;

1.2.2.6. Camera com sensor de imagem 1/2.3" CMOS com uma resolugdo de pelo menos 10 MP;

1.2.2.7. A camera devera ter taxa de quadros igual ou superior a 30 fps com pelos menos 1600x1200 de resolugdo na imagem ao vivo;

1.2.2.8. Modos de autofoco simples e continuo;

1.2.2.9. Diafragma da iris motorizado e controlado por software;

1.2.2.10. Mecanismo de foco com faixa de percurso de pelo menos 60mm e resolugdo de pelo menos 0,25 pm no modo motorizado e 0,5 pm no modo manual;

1.2.2.11. Deve possuir no minimo 3 objetivas. Uma com magnificagdo de 190X ou superior, uma com magnificagdo de 675X ou superior ¢ uma com magnificagdo de 2350X ou
superior;

1.2.2.12. Anel de luz integrado as objetivas com fonte de luz de LED controlada por software;

1.2.2.13. Luz co-axial integrada a estativa de inclinagdo com fonte de luz de LED controlada por software;

1.2.2.14. Luz transmitida com inser¢ao sem cabo para a mesa XY com fonte de luz de LED controlada por software;

1.2.2.15. Deve acompanhar software com recuperagdo de parametros, modo HDR, pré-visualizagdo da imagem, autofoco, imagens multifocais, imagem 3D da superficie, pontos
XY, pontos XYZ, anotagdes, medi¢do 2D, medigio 3D e ferramenta para criagio automatica de imagens mosaico xy;

1.2.2.16. Deve ser fornecido com capa de protegdo e caixa para guarda e transporte;

1.2.2.17. Deve vir acompanhado de computador completo, contendo: Microsoft Windows 10 (64bits), processador intel i7 ou superior, 32 GB de memoria ou superior, SSD 512GB,
placa de video 2GB DDRS5 ou superior; teclado e mouse.

1.2.2.18. O computador deve vir acompanhado de monitor LCD de 30" ou superior, aspecto 16:10, com resolu¢@o nativa de 2560x1600 ou superior (60 Hz), taxa de contraste de
3000:1 ou superior

1.2.2.19. O equipamento deve permitira a produgdo de imagens em alta resolugdo de diversos materiais tais como, ligas metalicas, cerdmica, minerais, polimeros, fibras e polen;
1.2.2.20. Deve fornecer garantia de 3 (trés) anos, suporte técnico no local de instalagdo do instrumento (Brasilia-DF) e suporte remoto, incluidos no valor da aquisi¢do do
equipamento. Incluindo pegas de reposigdo e acessorios, bem como atualizagdes de software;

1.2.2.21. Instalagdo e treinamento técnico-operacional do proprio fabricante/exportador e/ou autorizado pelo mesmo.

1.2.3. Estacdo Forense para Analise de Microvestigios com médulos de espectroscopia Raman, microespectroscopia UV-Vis-IR, luz polarizada, processamento de

imagens, medicdo de indice de refracio de vidros e luz fluorescente, contendo as seguintes caracteristicas (os equipamentos abaixo deverdo ser integrados em uma Unica estagéo de
trabalho):

1.2.3.1. Microscopio:

Estativa para luz incidente e transmitida

Caixa de iluminag@o por LED

Dispositivo de focalizagdo de dois passos

Revolver porta-objetivas quintuplo

Controle xy para platina

Condensador de luz uca/p

Ocular he plan 10x/20 br.

Ocular he plan 10x/20 br.m regulavel

Ajuste optico de 3X

Dispositivo de iluminagdo incidente

Suporte de iluminador incidente para até quatro blocos de filtros e caixa de iluminagao

Suporte porta-amostra

Objetiva pra contraste de fases 10x com:

- Anel de luz

- Lupa de centralizagdo de anel de fase

- Objetiva 10x/0.25

- Anel adaptador;

Caixa multiplexadora para microscopio com uma entrada para o microscopio ¢ tres saidas para camera, espectrometro e cdmera adicional;

Platina de aquecimento;

* Camera colorida de 5Smp com - alta resolugdo 2/3” 5 mp ccd com saida firewire com resposta espectral de 400nm a 700nm, periodo de integragdo de imagem entre 8ms a

22s, magnificagao total na faixa de 310x-2500s com resolugio total (utilizando as objetivas de 5x até 40x) e 155x-1250x com binning de 2x2 (para imagem total no monitor), campo de

visdo de 1.7 mm x 1.2 mm até 0.21mm x 0.15mm, utilizando as objetivas de 5x-40x.

objetiva 50x para uso com a camera de Smp ou microespectrémetro

objetiva 5x para uso com a camera de Smp ou microespectrometro

objetiva 40x para uso com a camera de Smp ou microespectréometro

objetiva 20x para uso com a camera de Smp ou microespectrometro

objetiva 10x para uso com a camera de Smp ou microespectrometro

Jogo de no minimo 100 14minas de vidro para microscopios com 19x76x1mm;

» O software de processamento de imagens que acompanha a estagdo de analise de microvestigios deve conter:
o Comparagao lado a lado de imagem ao vivo e armazenada

Sobreposi¢do da imagem ao vivo e armazenada com ajuste de mixagem de 0 a 100%

Variagdo da velocidade entre a imagem ao vivo e armazenada

Imagem reversa da esquerda para direita (espelho horizontal reverso)

Imagem reversa de cima para baixo (espelho vertical reverse)

Reversdo do nivel de cinza (positivo para negativo)

Rotagdo da imagem em qualquer angulo

Ampliagdo de contraste

Filtros de redugéo de ruido

Software para medi¢do da imagem

Software para melhoramento da imagem
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1.2.3.2. Moédulo de espectroscopia Raman:

¢ Equipado com lasers com pelo menos trés comprimentos de onda, 532nm, 638nm e 785nm;
Fonte de saida com poténcia maxima para laser de 10mw para 532nm, 32mw para 638nm e 80mw para 785nm;
Espectrometro para faixa de 532nm: 250-2600cm-1;
Espectrometro para faixa de 638nm: 300-3700cm-1;
Espectrometro para faixa de 785nm: 200-2400cm-1;
Resolugdo fwhm melhor que 5 cm-1 a 785nm;
Grade holografica para minimizar a dispersao de luz estatica;
Detector CCD com sistema Peltier com pico Quantum com eficiéncia maior que 40%;
Calibragdo automatica embutida;
O software que acompanha o médulo de espectroscopia Raman deve conter:
o Controle de mudanga do comprimento de onda do laser através do software;
o Rotinas de resposta de calibragdo automaticas e manuais de comprimento de onda/numero da onda e resposta fotométrica;



o Comparagdo quimiometrica e rotinas de processamento de dados incluindo a plotacdo da primeira e segunda derivative :principal component analysis(pca), polar quantification
system (pgs) com erros de elipses; standard normal variate (snv) e multi-variate scatter correction (mvc) para agrupamento similar
Sistema de gerenciamento compreensivo de casos
Auto-integragao.
Algoritmos automaticos de fundo e fluorescéncia
Etiqueta e anotagdo dos espectros
Agrupamento de espectros para fins de comparagao
Ferramenta para criagdo de livrarias de espectros customizados
Compatibilidade com outras livrarias comerciais raman.
o Banco de dados de Materiais de Interesse Forense, Quimicos, Produtos farmacéuticos, Drogas e Antibioticos ¢ Minerais e Materiais Inorganicos.
¢ Padrdo de correcdo de intensidade relativa para espectroscopia Raman - excitagdo de 785 nm;
¢ Padrio de corregdo de intensidade relativa para espectroscopia Raman - excitagdo de 532 nm;
¢ Deve incluir o JAPAN RAMAN SPECTRA DATABASE - versao mais completa com licenga de uso - ou similar.
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1.2.3.3. Moédulo de medigao de indice de refragdo de vidros:

¢ Sensor de temperatura / umidade para medigdo simultdnea de condi¢des ambientais de laboratorio durante uma medigao de indice de refragao;

Camera de video firewire monocromatica;

Tecnologia de medigdo de ponta multipla;

Imagem de video em tempo real no formato descompactado;

Repetigdo para posterior analise remota, conforme necessario, selecionando bordas;

Precisdo de medigao (desvio padrdo) <0,00001 em continua medigdo de um vidro de referéncia durante um periodo de 48 horas;

Precisdo da temperatura do hotstage <0,02 ° c;

Deve cumprir totalmente com o atual swgmat e astm (e1967- 11a), normas / diretrizes para determinagio automatizada de indice de refragdo de amostras de vidro;

Cartografia de controle automatizada para monitorar o desempenho do sistema;

Representagao visual da curva de calibragao;

Adaptavel a varios tamanhos / resolugdes de tela;

Deve acompanhar software proprio e pacote de analise estatistica. incluindo algoritmos de agrupamento;

Deve acompanhar padrdes de vidro para cobrir a faixa de indice de refracao de 1.46 - 1.56 (dados até a quinta casa decimal) dentro da faixa de temperatura de 20°C - 120°C e

comprimento de onda de 436 — 656nm;

¢ Deve acompanhar jogo com no minimo 3 6leos de referéncia de silicone purificados para faixa de indice de refracao de 1.46 - 1.56 dentro da temperatura de 20° -120°C, em frascos
com 50 ml;

¢ Deve acompanhar Jogo de no minimo 100 laminulas cobre-objetos com medida de 15mm X 15mm;

¢ Deve acompanhar filtros de interferéncia de 488, 589 e 656 nm;

1.2.3.4. Modulo de microespectroscopia UV-Vis-IR:

Alcance de 240 a 1000 nm, resolugdo de pixel de 0,77, resolu¢do de FWHM melhor que 2,5 nm;
Grade holografica concava de campo plano;
1024 pixels, baixa etalizagdo, detector CCD retro-fino de refrigeragao;
Fibra acoplada usando uma fibra resistente a solarizagdo de 50 microns;
Objetiva de microscopio reflexivo 40X para uso de UV-VIS-IR de cobertura de fonte de luz acoplada a fibra de bancada 240-1100nm;
Padrdes de calibragdo rastreaveis NIST - incluindo didimio, holmio e uma gama de filtros de densidade neutra;
Software de processamento de dados por espectrémetro;
Medigéo de cor;
Comparagdo espectral e discriminagéo;
Deve acompanhar padrdes de calibragao incluindo:
o Filtros rastreaveis NIST
o Padréo de calibragdo de comprimento de onda NIST
o Medigdo de cor Labsphere

1.2.3.5. Modulo de Luz Fluorescente:

Deve ser capaz de gerar imagens de fluorescéncia e gravagdo de espectros de fluorescéncia;
Deve ser equipado com quatro larguras de banda de excitagdo: UV, Violeta, Azul e Verde
Deve acompanhar padrdo de calibragdo de fluorescéncia;

Fonte de luz externa;

Fonte de luz de iodetos metalicos de 120W;

¢ Lampada de vapor de mercurio de 100W;

1.2.3.6. Modulo de Luz Polarizada:

Polarizador linear de 52 mm assente na lente do condensador;
Analisador ajustado a unidade de iluminacdo incidente;

Waveplate montavel no bloco acima da lente objetiva;

Waveplate montavel no bloco acima da lente objetiva;

Platina de Polariza¢do com giro de 360 ° com 2 verniers 0,1 °, 45 ©
Clickstop para configuragao rapida de posigdes diagonais.

Platina de rolamento por esferas com bragadeira de travamento, suporte da platina e suporte do condensador;
Diametro da platina de 178mm

Guia de objetos XY para estagio rotativo;

Objetiva de polarizagao Hi Plan;

¢ Deve acompanhar carta de cores de interferéncia;

1.2.3.7. Os equipamentos descritos em 1.2.3.1 a 1.2.3.6 deverdo estar integrados em uma tUnica estagdo de trabalho, para que seja possivel analisar uma mesma amostra por
metodologias diferentes, em um mesmo momento. A esta¢do de trabalho que ird integrar os equipamentos devera possuir monitor LCD de 30" (ou superior), aspecto 16:10, com resolugao
nativa de 2560x1600 ou superior (60 Hz), taxa de contraste de 3000:1 (ou superior), processador i7 (ou equivalente ¢/ou superior), memoria de pelo menos 32gb ram, SSD 512, disco
rigido 4tb sata (ou com capacidade superior), unidade optica dvd rw, interface de rede integrada gigabit (10/100/1000) via rj45, placa de video minima de 2GB ddr5, conexao de exibigdo
minima vga, interface firewire 800 (1394b): via cartdo interno pci, sistema operacional microsoft windows 10 (ou superior), mouse usb optical scroll e impressora laser colorida.

1.2.3.8. Deve fornecer garantia de 3 (trés) anos, suporte técnico no local de instalagdo do instrumento (Brasilia) e suporte remoto, incluidos no valor da aquisi¢do do equipamento.
Incluindo pegas de reposigéo e acessorios, bem como atualizagdes de software;

1.2.3.9. Instalagdo e treinamento técnico-operacional do proprio fabricante/exportador e/ou autorizado pelo mesmo.

1.2.4. Microscopio de espectroscopia de laser integrada (LIBS - Laser Induced Breakdown Spectroscopy), com as seguintes caracteristicas:

1.2.4.1. Microscopio trinocular para aplicagdes em luz incidente e transmitida em campo claro e luz polarizada;

1.2.4.2. Platina com deslocamento XYZ com fungdes automatizadas;

1.2.4.3. Foco motorizado;

1.2.4.4. Iluminagao led transmitida com diafragmas de abertura e campo motorizados;

1.2.4.5. Revolver para 7 objetivas e suporte para até 5 blocos de iluminagdo incidente motorizados;

1.2.4.6. Magnificagdo de 50X, 100X, 200X, 500X e 1000X (no minimo);

1.2.4.7. Controle para fungdes motorizadas do microscopio;

1.2.4.8. Camera digital para aplicagdes em microscopia Optica e estereomicroscopia com obtengdo de imagens em campo claro, com sensor ccd — icx282 com filtro de cores rgb, area

sensitiva do cdd: 8.7 x 6.5mm, tamanho dos pixels: 2.78 x 2.78um, resolugdo: 2560 x 1920 pixel — 5 mpixels (ou superior), conexao usb 3.0 e controle do tempo de exposi¢do manual ou
automatico;

1.2.4.9. Modulo para armazenar e reproduzir todos os pardmetros da camera e do microscopio de acordo com a imagem utilizada;



1.2.4.10. Adaptador para conexdo da camera;

1.2.4.11. Programa para aquisi¢do de imagens, incluindo comandos como: controle do tempo de exposicao, selegdo da area da imagem desejada para aquisi¢do, calculo automatico do
branco de referéncia, corregdo e homogeneizagio do plano de fundo da imagem — “shading correction”, ajuste interativo de cor, gama, brilho e foco, sele¢do da resolugdo de cores até 36bit,
selegdo da imagem a cores ou branco e preta, rotagdo da imagem no plano vertical e/ou horizontal;

1.2.4.12. Sistema de analise quimica de componentes e materiais;

1.2.4.13. Suporte para polarizadores e analisadores;

1.2.4.14. Capa de protegéo para microscopio e objetivas;

1.2.4.15. Caixa de iluminag@o led com iluminagdo fixa, pré- centrada e coletor focalizavel;

1.2.4.16. Platina adaptada para aplicagdes industriais e biologicas;

1.2.4.17. Suporte para amostras metalicas;

1.2.4.18. Objetivas com aumento de 5X, 10X, 20X e 50X (no minimo).

1.2.4.19. Suporte de filtros 25mm para luz refletida;

1.2.4.20. Condensador motorizado para técnica de campo claro com ajuste de altura e respectivo limitador de seguranga para evitar quebra de lamina;
1.2.4.21. Diafragma iris motorizado e integrado com ajuste automatico da iluminagao koehler em fungdo da objetiva;

1.2.4.22. Lente de topo 0.90 s1 que permite utilizagdo de objetivas com aumentos entre 1.25x e 100x;

1.2.4.23. Analizador 180° rotativo com escala de divisdes de 5 em 5°;

1.2.4.24. Polarizador 1/p, 1 29x11.5, com 3 diferentes posigdes ficas, 0°, 45° ¢ 90°;

1.2.4.25. Polarizador dm ict/p, fixado embaixo do condensador, 360° giratorio, com slot para compensadores (lambda) d=32mm;

1.2.4.26. Refletor para campo claro;

1.2.4.27. Cubo p para smith (fixo), espelho e divisor de vidro 2x22.5°, com lente para luz incidente em campo claro, icr e contraste de polarizagao, alto grau de polarizagao;
1.2.4.28. Filtro luz do dia, d=25mm, para montagem no suporte de filtros.

1.2.4.29. Filtro azul luz do dia de 32mm;
1.2.4.30. Filtro em vidro azul bg 20, 32mm;

1.2.4.31. Deve vir acompanhado de computador com monitor de no minimo 30", aspecto 16:10, com resolugdo nativa de 2560x1600 ou superior (60 Hz), taxa de contraste de 3000:1
(ou superior), memoria de 64GB (4X16GB) DDR4 2666 RAM (ou superior), placa de video com 4GB de memoria (ou superior), SSD 512GB (ou superior), HDD de 4TB (ou superior).
1.2.4.32. Modulo LIBS - Laser Induced Breakdown Spectroscopy completo com laser e espectrometro, para fixagdo na parte superior do microscopio, com protegdo para o laser;
1.2.4.33. Amostra padrdo certificada para verificagdo de medi¢des do sistema LIBS, contendo: niquel, ferro (ago de baixa liga), cobre e aluminio;

1.2.4.34. Software para avaliagdo dos dados espectrais do LIBS;

1.2.4.35. Cubo refletor especial para o sistema LIBS, para insergdo no carrossel para refletores;

1.2.4.36. Objetiva para LIBS de 20x/0.4 nuv. 1

1.2.4.37. Deve fornecer garantia de 3 (trés) anos, suporte técnico no local de instalagdo do instrumento (Brasilia) e suporte remoto, incluidos no valor da aquisi¢do do equipamento.
Incluindo pegas de reposigéo e acessorios, bem como atualizagdes de software;

1.2.4.38. Instalagdo e treinamento técnico-operacional do proprio fabricante/exportador e/ou autorizado pelo mesmo.

1.2.5. Televisor de 75" 4K com tela de LED, com as seguintes caracteristicas:

1.2.5.1. Tamanho de tela de no minimo 75";

1.2.52. Bivolt - 110/220V;

1.2.5.3. Minimo de duas entradas USB e quatro HDMI;

1.2.54. Taxa de atualiza¢@o de no minimo 120Hz;

1.2.5.5. Deve possuir plataforma SmartTV com possibilidade de acesso a aplicativos diversos;

1.2.5.6. Deve ser capaz de reproduzir dudio com poténcia sonora de no minimo 20W RMS;

1.2.5.7. Deve possuir dois canais de audio;

1.2.5.8. Deve possuir conexao bluetooth de dudio;

1.2.5.9. Deve possuir Wi-Fi integrado;

1.2.5.10. Deve ser capaz de reproduzir contetido com resolugao Ultra HD 4K

1.2.5.11. Deve ser capaz de reproduzir conteido com tecnologia HDR;

1.2.5.12. Deve permitir o espelhamento do Smartphone para a TV;

1.2.5.13. Deve fornecer garantia de 12 meses.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Area de Pericias Externas do Instituto Nacional de Criminalistica (APEX/DPER/INC/DITE/PF), que tem natureza multidisciplinar e é responsavel por estabelecer

doutrinas e exames relacionados aos locais de crime, que representam a principal fonte de vestigios e microvestigios, ¢ a proponente do primeiro Laboratério de Microvestigios da PF, que
sera estruturado no Bloco F do INC.

2.2. Microvestigios sdo vestigios de dimensdes submilimétricas, microscopicos e submicroscopicos, presentes em Locais de Crime e/ou em outros vestigios macroscopicos. As
escalas dos microvestigios inicia com valores milimétricos/submilimétricos, estende-se para escalas microscopicas até os limites tecnologicos/investigativos.

2.3. Os microvestigios apresentam a caracteristica singular de tratarem-se dos vestigios mais negligenciados pelos agentes do delito, possivelmente os mais abundantes
(qualitativa e enumerativamente) ¢ mais disseminados no Local de Crime. Por outro lado, os microvestigios representam a categoria de vestigios mais incognitos, ignorados ¢ ndo
identificados durante pericias de Local de Crime. Todos os locais de crime, que possuem vestigios, apresentam também microvestigios com novas informagdes, ou com informagdes
complementares, para o entendimento da dindmica dos fatos. Mesmo que os vestigios macroscopicos tenham sido removidos, os microvestigios tendem a permanecer no local.

2.4. Microvestigios possuem atributos e propriedades singulares decorrentes das suas dimensdes microscopicas. A implicagdo dessas caracteristicas impde uma forma de
observagao, obtengdo e processamento dos microvestigios muito propria, uma visdo microscopica. Tornam mandatério, durante os Exames, uma etapa de laboratorio preparado para prover
informagdes obtidas na escala microscopica. Consequentemente processar o local de crime de microvestigios, necessita principios, doutrinas, procedimentos e atividades particulares para
as caracteristicas microscopicas dos vestigios.

2.5. O vestigio de um crime, mesmo sem relagdo clara com uma localizagdo geografica, pode conter em si um local de crime de escala microscopica com associagdes variadas de
microvestigios e sequéncias de eventos impressas em escala ndo observavel sem o auxilio de equipamentos. Estas informag¢des microscopicas podem auxiliar no entendimento, ou mesmo
estabelecer, a area, parte da dindmica e a autoria do crime.

2.6. As informagdes obtidas com as analises dos microvéstigios complementardo os exames de local de crime e a investigagdo criminal e abririo um novo universo de
possibilidades forenses. Possibilitardo analises e conhecimentos adicionais ndo presentes na escala macroscopica.

2.7. Processar vestigios microscopicos demandam estrutura laboratorial preparada para receber, visualizar, separar, analisar, fornecer resultados e arquivar possiveis contraprovas.
2.8. Para que tenha capacidades minimamente adequada para analise de microvestigios, o laboratério deve ser capaz de:

e Realizar andlises precisas de vestigios microscopicos encontrados em locais de crime e em outros vestigios macroscopicos.

» Identificar com precisdo a composi¢do de materiais organicos e inorganicos em escala microscopica.

» Relacionar vestigios microscopicos de minerais, solos e bioldgicos com possiveis locais de crimes.

¢ Identificar, analisar e interpretar marcas, ranhuras e alteragdes estruturais, em escala microscopica, deixadas em vestigios macroscopicos.



Identificar vestigios bioldgicos microscopicos em locais de crimes e sobre vestigios macroscopicos, que possam auxiliar na obtengdo de DNA, na identificagdo de espécimes de flora e

fauna (como escamas de peixes, répteis, polen, esporos, algas, liquens, etc...).

¢ Determinar ambientes através da analise de polens e esporos.

Identificar residuos, por vezes presentes apenas em escala microscopica, de polvora, espoletas, explosivos e combustiveis, etc... relacionados a crimes contra a vida e contra o

patriménio, como incéndios e atentados.

Identificar contaminantes inorganicos em solos, objetos, tintas, solventes e ligas metalicas.

o Rastrear, através dos microvestigios, o percurso, a origem e a historia de macrovestigios como: notas de dinheiro, bolsas, embalagens de drogas, minérios e minerais, ligas de metais,
armas, etc.

¢ Montar bancos de dados.

¢ Confrontar vestigios macroscopicos conhecidos com microvestigios, correlacionando eventos, locais, pessoas, etc.. (por exemplo: fibras em projéteis, limalha de metal com arma branca

ou de fogo, cabelos, pelos, etc...).

2.9. O laboratério deve conter lupas e microscopios opticos ligados a um equipamento para processamento de imagens. Deve ser equipado com luzes forenses ¢ outros modulos
de andlises de microvestigios como microespectroscopia UV-Vis, Espectroscopia Raman, dentre outros.

2.10. Deve ser equipado com lupas estereoscOpicas proprias para observagio de polen.

2.11. Sao imprescindiveis equipamentos que produzam imagens microscopicas eletronicas com analisadores em microssuperficie, como uma microssonda eletronica de varredura

(MEV). Imagens de microscopia eletrénica proporcionam imagens com as maiores ampliagdes possiveis dos objetos, além do que, possibilitam um modo de observar a matéria de uma
forma diferente, relacionada as propriedades eletronicas e atdmico/moleculares.

2.12. Sao necessarios equipamentos de analise elementar de materiais, tais como espectroscopia de microfluorescéncia de raios-X e espectroscopia Raman.
2.13. Devido a natureza sensivel dos microvestigios e ao elevado risco de contaminagdo quando transportados em excesso, o laboratorio deve possuir o ciclo completo de analises,
ou seja, os equipamentos devem ser capazes de realizar todas as analises necessarias para que as amostras so sejam retiradas do laboratdrio em casos excepcionais.
2.14. Visando a qualidade e confiabilidade dos resultados obtidos no laboratério de microvestigios deve ser possivel a confirmagéo dos dados utilizando-se mais de um método
disponivel.
3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS
3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos do paragrafo tinico, do art. 1°, da Lei n° 10.520, de 2002.
4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.
4.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ordem de fornecimento, em remessa unica, a serem entregues na Diretoria Técnico-Cientifica -
DITEC/PF no seguinte enderego: SAIS quadra 7, lote 23, edificio INC - Setor Policial Sul - Brasilia/DF - CEP: 70.610-200.
4.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.
4.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
4.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

44.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento

definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
5. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
5.1. O fornecedor dara garantia ao(s) equipamento(s) ofertado(s), com assisténcia técnica in loco, ou seja, no local de uso do equipamento, conforme prazos estipulados no Item
1.2
5.2. A garantia inclui a recuperagdo ou substitui¢do de qualquer componente ou equipamento que apresente divergéncias nas suas caracteristicas, ou qualquer erro de projeto ¢
defeitos de fabricag@o, sem qualquer 6nus para a Administragao.
5.3. Os servigos de manutengdo efetuados durante o periodo de garantia deverdo ser executados pelo fabricante ou por empresa(s) reconhecida(s) e autorizada(s) pelo fabricante,
com reposi¢do do equipamento em até 30 (trinta) dias.
5.4. Quando da necessidade de execugdo de qualquer prestagdo de servigo de manutengdo durante o periodo de garantia, esta devera ser prestada in loco mediante solicitagdo
formal por parte da contratante, ou por representante da Unidade da PF onde os equipamentos foram entregues ou estdo em utilizagdo.
5.5. Os equipamentos poderdo ser alocados em quaisquer unidades de criminalistica da Policia Federal, locais onde deverdo ser realizados os servigos de manutengdo e as
assisténcias técnicas.
5.6. Caso, durante o periodo de garantia, seja constatado qualquer defeito ou divergéncia nas caracteristicas do(s) equipamento(s), a Administragdo comunicara o fato, por
escrito, ao fornecedor, acordando o prazo para corregdo dos defeitos.
5.7. Caso esses defeitos resultem em importagdo de peca/parte do(s) equipamento(s), essa devera ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar da comunicagéo dessa necessidade a
Administragao.
5.8. O fornecedor devera indicar uma ou varias empresas com sede no Brasil, com representacdo reconhecida e autorizada pelo fabricante e capacitadas a prestar servigos de

assisténcia técnica durante o periodo de garantia e apds este.

5.9. A CONTRATADA tem prazo de até 10 (dez) dias para comparecer ao local onde se encontra o equipamento, a partir da confirmagdo do recebimento de sua convocagdo, para
prestar os servigos de manutengéo corretiva durante o periodo de garantia.

5.10. O ndo cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia e/ou aqueles prévia e formalmente acordados com a Administragdo para atendimento da Garantia e
Assisténcia Técnica contratadas, sujeitardo a Contratada a aplicagdo das sangdes administrativas previstas no item 12.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Sao obrigagdes da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitago e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanbhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administragdo nio respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados & execugdo do presente Termo de Contrato,

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

7.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués e/ou inglés e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 ¢ 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);



7.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.5. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao.

7.1.6. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

7.1.7. Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Nio sera admitida a subcontratagao do objeto licitatorio.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de

habilitagéo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizagio de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados
pela autoridade competente.

10.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento definitivo e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso 11 do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagéio da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018.

11.5. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo,
obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap0s a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
11.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengéo das condi¢des de habilitagao exigidas no edital.
11.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,

regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

11.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

11.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

11.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua
situagdo junto ao SICAF.

11.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse piblico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

11.12.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

11.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retenc¢o tributaria quanto aos impostos e

contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) 1I=(6/100)/ 365

1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. DO REAJUSTE
12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o

indice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.



12.4. No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
12.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entio em vigor.
12.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
12.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. Naio havera exigéncia de garantia contratual da execug@o, pela razdo abaixo justificada:
13.1.1. Os equipamentos serdo entregues com cota Ginica.
14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infragio administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagio;
14.1.2. ensejar o retardamento da execug@o do objeto;
14.1.3. fraudar na execugdo do contrato;
14.1.4. comportar-se de modo inidoneo;
14.1.5. cometer fraude fiscal;
14.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
14.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a Contratante;
14.2.2. multa moratoria de 0,1% ( um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias. Apos o 30° (trigésimo) dia
a multa moratoria sera de 0,4% (zero virgula quatro por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento);
14.2.3. multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto;
14.2.4. em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obriga¢do inadimplida;
14.2.5. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;
14.2.6. impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
14.2.6.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no
subitem 14.1 deste Termo de Referéncia.
14.2.7. declarago de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
14.3. As sangdes previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 ¢ 14.2.7 poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
14.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III ¢ IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
14.4.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
14.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
14.4.3. demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
14.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o contraditorio ¢ a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
14.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unifo, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
14.7. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.
14.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,

conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

14.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

14.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

14.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°®
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

14.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participag@o de agente piblico

14.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

15.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 5.324.763,00 (cinco milhdes trezentos e vinte e quatro mil setecentos e sessenta e trés reais)

16. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

16.1. As despesas para atender a esta operagdo estdo programadas em dotagdo propria, prevista no Orgamento da Unido para o exercicio de 2019, na classificagdo abaixo:

Gestao/Unidade: 00001/200406
Fonte: (0100000000)
Programa de Trabalho: 06.112.2112.2000.0001
Natureza de despesa: 449052
Plano Interno: 2019 (PF 99900AG19)
Brasilia/DF, 13 de novembro de 2019.

CARLOS EDUARDO PALHARES MACHADO



Perito Criminal Federal
Integrante Requisitante Titular

DESPACHO
1. Concordo com as justificativas e declaragdes exaradas neste Termo, tendo-o como motivado e em conformidade com o Inciso II, Art. 14°, Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019.

2. Aprovo este Termo de Referéncia tendo em vista 0 mesmo atender ao Disposto na Legislagdo da modalidade de licitagdo Pregéo eletronico.

3. Autorizo a abertura de licitagdo do tipo Pregdo Eletronico.

FABIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR

Diretor Técnico-Cientifico

Ordenador de Despesas
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ik fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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‘ :IS;.'"‘::‘IIJC': o art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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It codigo verificador 13010096 e o cédigo CRC 0BA9F8F1.
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